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	WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim:
Metrologia optyczna 2

Nazwa w języku angielskim:
Optical Metrology 2

Kierunek studiów:
Elektronika

Specjalność:
Aparatura Elektroniczna (EAE)

Stopień studiów i forma:
II stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy

Kod przedmiotu:
ETEU601

Grupa kursów:
NIE


	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)
	
	
	30
	
	

	Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)
	
	
	60
	
	

	Forma zaliczenia
	
	
	Zaliczenie na ocenę
	
	

	Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
	
	
	
	
	

	Liczba punktów ECTS
	
	
	2
	
	

	w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom 

o charakterze praktycznym (P)
	
	
	2
	
	

	w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu  (BK)
	
	
	1
	
	


	WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. S2EAE_W01




	CELE PRZEDMIOTU

C1. nabycie umiejętności określania założeń konstrukcyjnych w oparciu o dostępną bazę sprzętową i programową 

C2 . nabycie umiejętności zaprojektowania optoelektronicznego układu pomiarowego do pomiaru wybranej wielkości fizycznej

C3. nabycie umiejętności wykonania i przetestowania zaprojektowanego optoelektronicznego układu pomiarowego wybranej wielkości fizycznej 

C4. nabycie umiejętności przeprowadzenia optycznych pomiarów wybranej wielkości fizycznej

C5. nabycie umiejętności opracowania wyników pomiarów i  dokumentowania wykonanego optoelektronicznego układu pomiarowego




	PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 – opracowuje założenia konstrukcyjne w oparciu o dostępną bazę sprzętową i programową 

PEK_U02 – projektuje optoelektroniczny układ pomiarowy wybranych wielkości  fizycznych

PEK_U03 – wykonuje i weryfikuje zaprojektowany optoelektroniczny układ pomiarowy 

PEK_U04 – wykonuje optyczne pomiary wybranej wielkości fizycznej

PEK_U05 – opracowuje wyniki pomiarów i  tworzy dokumentację wykonanego optoelektronicznego układu pomiarowego




	TREŚCI PROGRAMOWE


	Forma zajęć - laboratorium
	Liczba godzin

	La1
	Wprowadzenie, organizacja pracy, dostępna baza sprzętowa i programowa
	2

	La2
	Wybór tematu – rozeznanie literaturowe i sprzętowe
	2

	La3
	Opracowanie założeń wstępnych
	2

	La4-10
	Opracowanie, wykonanie i testowanie części sprzętowej i programowej projektowanego optoelektronicznego układu pomiarowego wybranej wielkości fizycznej
	14

	La11-13
	Pomiary wybranej wielkości fizycznej wykonanym optoelektronicznym układem pomiarowych
	6

	La14
	Opracowanie uzyskanych wyników oraz dokumentacji wykonanego optoelektronicznego układu pomiarowego
	2

	La15
	Prezentacja układu pomiarowego i uzyskanych wyników
	2

	
	Suma godzin
	30


	 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

	1. Praca własna w trakcie laboratorium

2. Konsultacje w trakcie laboratorium

3. Konsultacje

4. Praca własna – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji


OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

	Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)
	Numer efektu kształcenia
	Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

	F1
	PEK_U01 - PEK_U02
	prezentacja oraz raport zawierający opis zbudowanego optoelektronicznego układu pomiarowego wraz z wynikami  przeprowadzonych pomiarów wybranych wielkości fizycznych

	P = F1


	LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

	literatura PODSTAWOWA:

[1]  Kjell J. Gasvik, „Optical Metrology”, Wiley&Sons, 2002

[2]  Toru Yoshizawa,”Handbook of Optical Metrology. Principles and Applications”, CRC-Press Taylor & Francis Group, LLC, 2008

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

[1]  Z. Bielecki, A . Rogalski, „Detekcja sygnałów optycznych”, WNT, Warszawa 2001

[2]  Eric Udd, „Fiber Optics Sensors – An Introduction for Engineers and Scientists”, Wiley&Sons, 1995

[3]  „Photonics Spectra” - miesięcznik



	OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

	dr inż. Dariusz Wysoczański, dariusz.wysoczanski@pwr.wroc.pl


MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

Metrologia optyczna 2

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Elektronika

I SPECJALNOŚCI Aparatura Elektroniczna (EAE)

	Przedmiotowy efekt kształcenia
	Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)
	Cele przedmiotu**
	Treści programowe**
	Numer narzędzia dydaktycznego**

	PEK_U01 
	S2EAE_U01
	1
	La1
	2,3

	PEK_U02
	S2EAE_U01
	2
	La1 - La3
	1,2,3

	PEK_U03
	S2EAE_U01
	3
	La4 - La10
	1,2,3

	PEK_U04
	S2EAE_U01
	4
	La11 - La13
	1,2,3

	PEK_U05
	S2EAE_U01
	5
	La14 - La15
	1,2,3,4


** - z tabeli powyżej



